Programa detallado de Teoria de la asignatura
Instrumentacion y Equipos Electrénicos

Capitulo I.- Introduccién y conceptos basicos.

1.-Introduccion. Principios generales de los sistemas de medida.
1.1.  Conceptos generales y terminologia.
1.2.  Caracteristicas estaticas de un sistema de medida.
1.3.  Caracteristicas dinAmicas de un sistema de medida.
1.4.  Caracteristicas de entrada.

2.-Exactitud, errores e incertidumbre en las medidas.
2.1.  Origen de los errores.
2.2.  Tipos de errores: sistematicos, aleatorios y humanos.
2.3.  Minimos cuadrados.
2.4.  Ejemplos representativos.

Capitulo I1.- Equipos electrénicos.

3.-El multimetro digital.
3.1.  Introduccion.
3.1.1. Diagrama de blogues.
3.1.2. Categorias.
3.2.  Etapas fundamentales.
3.2.1. Etapas de entrada.
3.2.1.1. Atenuador pasivo/activo.
3.2.1.2. Convertidor i/v.
3.2.1.3. Convertidor R/v.
3.2.1.4. Convertidor ac/dc.
3.2.2. Etapa de adquisicion: cad de doble rampa.
3.3. Interpretacion de las especificaciones.
3.4.  Ejemplos representativos.

4.-Fuentes de sefial.
4.1. Introduccion.
4.2.  Tipos de fuentes de sefial.
4.3.  Especificaciones de una fuente de sefal.
4.4.  Generadores de funciones.
4.5.  Generadores de sefiales moduladas.
4.6.  Generadores de barrido.
4.7.  Generadores de pulsos.
4.8.  Ejemplos representativos.

5.-El osciloscopio.
5.1.  Introduccion.



5.2.  El sistema de deflexion vertical.
5.2.1. Bloques.
5.2.2. Zinp.
5.2.3. Acoplamiento de entrada.
5.2.4. Modo muestreado y alternativo.
5.2.5. Modo diferencial.
5.2.6. Relacion tiempo de subida-ancho de banda.
5.2.7. Linea de retardo.
5.3.  El sistema de deflexion horizontal.
5.3.1. Diagrama de bloques.
5.3.2. Generador de barrido: barrido disparado, intervalos de tiempo en el barrido,
magnificador.
5.4.  El sistema de disparo.
5.4.1. Funcion.
5.4.2. Tiempo de retencion.
5.4.3. Fuentes del disparo.
5.4.4. Acoplamiento del disparo.
5.4.5. Modos del disparo.
5.5.  Osciloscopios digitales.
5.6.  Sondas de osciloscopio.
5.6.1. Funcion.
5.6.2. Sondas pasivas de alta impedancia.
5.6.3. Sondas pasivas con divisor resistivo.
5.6.4. Comparacion.
5.6.5. Sondas activas.
5.6.6. Sondas diferenciales.
5.6.7. Sondas de corriente.
5.7.  Ejemplos representativos.

Capitulo I11.- Medida de magnitudes fisicas eléctricas.

6.- Medida de resistencias, capacidades e inductancias.
6.1. Medida de resistencias.s.
6.1.1. Método del voltimetro y del amperimetro
6.1.2. Ohmetros.
6.1.3. Meétodos de deflexion: doble lectura y division de tension.
6.1.4. Puentes de continua: puente de Wheatstone, medidas de resistencias de bajo valor.
6.2. Medida de capacidades e inductancias.
6.2.1. Circuitos en puente para la medida de capacidades.
6.2.2. Circuitos en puente para la medida de inductancias.
6.2.3. Medida de capacidades e inductancias con voltimetros AC.
6.3.  Ejemplos representativos.

Capitulo IV.- Medida de magnitudes fisicas no eléctricas. Acondicionamiento electrénico.




7.-Sensores.

7.1.  Introduccion.

7.2.  Sensores de temperatura.
7.2.1. Detectores de temperatura resistivos (RTD).
7.2.2. Termistor.

7.3.  Sensores de radiacion luminosa.
7.3.1. Fotorresistencias.
7.3.2. Fotodiodos.
7.3.3. Sensores capacitivos.
7.3.4. Ejemplos representativos.

8.-Circuitos acondicionadores basicos.
8.1.  Introduccion.
8.2.  Circuitos operacionales bésicos.
8.2.1. El amplificador no inversor.
8.2.2. El seguidor de tension.
8.2.3. El amplificador inversor.
8.3.  Alimentacion del amplificador operacional.
8.4.  Circuitos convertidores lineales basicos.
8.4.1. Convertidores i/v.
8.4.2. Convertidores V/i.
8.4.3. Convertidores i/i.
8.4.4. Amplificador diferencia.
8.4.5. Amplificador de instrumentacion.
8.5.  Limitaciones précticas del amplificador operacional.
8.5.1. Limitaciones en DC: corrientes de polarizacion, tensién de desequilibrio,
compensacion.
8.5.2. Limitaciones en AC: respuesta en frecuencia, limation de SR.
8.6.  Circuitos acondicionadores.
8.7.  Ejemplos representativos.



